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[PAGE 1: Basic Information]

1. Proposal Number (last 4 digits) (required)
	


2. Title of Experiment (required) (70 word limit)
	


3. Research Area, 
  • Research Area (Select from the "Table of Research Areas.")
	Group
(required)
	Subgroup

(required)
	Keywords (30 word limit)

	
	
	


4. Research Method
  • Research Method (Select from the "Table of Research Methods.")
	Group
(required)
	Subgroup

(required)
	Keywords (30 word limit)

	
	
	


5. Choice of Beamline (required)
	


6. Operating Mode:
(   ) any

(   ) multi bunch (essential)

(   ) multi bunch (preferred)

(   ) several bunch (Number in order of preference below.)
	Mode (in order of preference: A, B, C, D, E, F, G, H)*
	1
	2
	3
	4
	5
	Other:



	
	
	
	
	
	
	


*The D- and E-modes are operated in research terms A only, while the F- and G-modes are operated in research terms B only.
[PAGE 2: Project Team Members]

7. Project Team Members: User Card Number, Name, and Affiliation

	


Project team members as well as project leaders are required to complete user registration in advance. If your team members have chosen "Do not allow" for their account settings in the User Registration page, their user card numbers are not displayed in search results and you cannot find them; therefore, all users are strongly encouraged to choose "Allow." If necessary, please ask your team members to change their account settings at the User Registration page (User Registration > Confirm/Change). The account settings can be changed even after proposals are approved for beamtime.
[PAGE 3: Known Safety Hazards & Measures to Be Taken]
8. Known Safety Hazards & Measures to Be Taken
8-1 Does your proposed research involve any of the following? If it does, you are required to follow 

   certain pre-use/pre-experiment procedures.

	Check Item
	(Check all that apply.)

	High pressure gas cylinder
	

	Radioisotope
	

	Radiation generator: installation, modification, change of purpose or specifications
	

	Internationally controlled materials (nuclear source/fuel materials)
	

	Installation of devices/equipment regulated by law:

- High-pressure gas manufacturing plant

- Local ventilation/gas supply and exhaust system

- Crane
	

	Chemicals regulated by law:

- Specific substances regulated by the "Act on the Prohibition of Chemical Weapons and Control of Specific Chemicals"
- Specified poisonous substances regulated by the "Poisonous and Deleterious Substances Control Law"

- Substances for which manufacturing is prohibited, asbestos, etc. under the "Industrial Safety and Health Law"
- Narcotics, stimulant drugs, hemp (gum), opium, and their raw materials, psychotropic drugs, and no dangerous substances of 1/5 or more in quantity specified by the "Fire Service Act"
	

	Invasive alien species
	

	Specified risk materials (SRM) from cattle
	

	Prohibited imports regulated by the "Plant Protection Act"
	

	Recombinant DNA
	

	Human materials
	

	High-energy laser system (Class 4, Class 3B and Class 3R lasers specified by IEC 60825-1 standard)
	

	Does your proposed research involve live animals (mammals, birds, or reptiles)?
	

	Does your proposed research involve specific biological samples/biohazards* (agents of biological origin that have the capacity to cause ill-effects in other organisms)?
	


 *pathogenic microbes (incl. infectious nucleic acids, plasmids, prions), parasites, and the toxic substances, 

    carcinogens, and allergens produced by them that can cause harm to humans, livestock, and farm/marine 

    products.

8-2 Details of samples (required) 
	Name of Material*1
	Shape*2
	Quantity*3
	Hazards*4
	Purpose of Use*5
	Handling and disposal method after use
	Safety measures

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*1 Use general names, structural formulas, or compositions (XAFS) and do not use abbreviations or acronyms; 

*2 Capillary (powder), cylinder (gas), plate (crystal), metal foil, tablet, bulk, etc.; *3 SI Unit; *4 Poison, deadly poison, organic solvent, selected chemicals, dangerous goods, etc.; *5 Sample, for measurement, for cleanser, for coolant, for tranquilizer, etc.
8-3 Equipment that you will bring to SPring-8
	Equipment
	Specifications*6
	Safety measures

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*6 Voltage, ampere, pressure, temperature, etc.
[PAGE 4: Purpose and Significance]

9. Purpose and Significance of Experiment (required) (2250 word limit)
	


[PAGE 5: Method and Layout]

10. Experimental details (sketch of setup, measurement method, detector, concentration of samples, etc.). 
  (required) (990 word limit)
	


[PAGE 6: Attachments]

11. File Upload (up to 3 files). Acceptable file formats are JPEG (.jpg/.jpeg), GIF(.gif), PNG (.png) only.

  Do not upload files without file extensions. Each image should be no larger than 1MB in file size.
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Group Code Subgroup Keywords
M10.10 Single Crystal Diffraction MAD, X-ray Crystal Structure Analysis



M10.20 Powder Diffraction Rietveld Analysis, MEM, Energy Dispersive
Diffraction, Surface Diffraction In-situ Observation



M10.30 Surface/Interface Structure Diffraction CTR, Grazing Angle X-ray Diffraction



M10.40 Standing Wave Method Surface Structure Analysis of Adsorbed Atom,
Analysis of an Interface Structure



M10.50 Reflectivity Method Depth Distribution Analysion of Electron Density,
Anomalous Scattering



M10.80 Distortion Analysis Microbeam Diffraction, Strain Distribution and
Morphology



M10.90 Other Reciprocal-Lattice Space Imaging, Time-resolved
Diffraction, Domain Size



M20.10 Small Angle Scattering Small Angle Scattering, GISAXS, simultaneous
SAXS/WAXS measurement



M20.20 Middle Angle Scattering Amorphous / Liquid Scattering
M20.30 Diffuse Scattering
M20.90 Other Speckle
M25.10 Magnetic Scattering Magnetic Diffraction, Magnetic Resonant Scattering
M25.20 ATS Scattering
M25.90 Other
M30.10 Inelastic Scattering High Resolution Inelastic Scattering
M30.20 Nuclear Resonant Scattering Nuclear Excitation
M30.30 Compton Scattering Magnetic Compton Scattering



M30.40 Emission Spectroscopy Resonant Inelastic X-ray Scattering, Lifetime Width
Free XANES, Soft-X-ray Emission Spectroscopy



M30.90 Other



M40.10 XAFS XANES, DAFS, Mapping



M40.20 X-ray Fluorescence Analysis Elemental/Mass Analysis, Chemical State Analysis,
Mapping



M40.30 Magnetic Absorption Magnetic Circular Dichroism, LS Decoupling,
Mapping



M40.40 Soft X-ray Spectroscopy



M40.50 Infrared Spectroscopy
Infrared Microscope, Infrared Spectro-microscopy,
Low-temperature / High-pressure / High-magnetic
Field Infrared Spectroscopy



M40.90 Other



M50.10 Photoelectron Spectroscopy Hard-X-ray PES, Resonant PES, Soft-X-ray PES,
Real-time PES



M50.20 Photoelectron Emission Microscopy
(PEEM)



Micro-XAFS, Micro-PES, Magnetic Imaging, Imaging
of Electronic Structures



M50.30 Photoelectron Diffraction /
Photoelectron Holography



2D-PES, Auger Electron Diffraction, Stereo-
Microscopy



M50.40 Coincidence Spectroscopy Photoelectron-Photoion Coincidence Imaging, TOF,
Photoelectron-Photoion Coincidence Spectroscopy



M50.90 Other
M60.10 X-ray Topography White beam, plane wave, Microbeam topography
M60.20 X-ray CT Micro-CT, Phase-contrast CT, Refraction-contrast CT



M60.30 X-ray Holography Fourier transform holography, Holographic
microscopy



M60.60 X-ray Microscopy Phase contrast, Spectro-microscopy, Scanning
microscopy



M60.90 Other
M80.10 Diffraction / Scattering / Absorption Measurement Method, Basic Theory
M80.20 Resonant Scattering Anomalous Scattering / Diffraction Principle
M80.30 Phase Optics Interferometer, Coherence
M80.40 Quantum Optics Nonlinear Optics, Intensity Fluctuation
M80.90 Other



M85.10 High Temperature, High Pressure,
Strong Magnetic Field



Large-volume Press, Energy-dispersive X-ray
Diffraction, X-ray Radio-graphy



M85.90 Other
Other M90.90



Photoelectron
Spectroscopy



X-ray Imaging



X-ray Optics



Extreme Environment



Table of Research Methods



X-ray Diffraction



X-ray Scattering



Magnetic Scattering



Inelastic Scattering



X-ray/Soft X-ray
Absorption Spectroscopy
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Group Code Subgroup Keywords
M10.10 Single Crystal Diffraction MAD, X-ray Crystal Structure Analysis



M10.20 Powder Diffraction Rietveld Analysis, MEM, Energy Dispersive
Diffraction, Surface Diffraction In-situ Observation



M10.30 Surface/Interface Structure Diffraction CTR, Grazing Angle X-ray Diffraction



M10.40 Standing Wave Method Surface Structure Analysis of Adsorbed Atom,
Analysis of an Interface Structure



M10.50 Reflectivity Method Depth Distribution Analysion of Electron Density,
Anomalous Scattering



M10.80 Distortion Analysis Microbeam Diffraction, Strain Distribution and
Morphology



M10.90 Other Reciprocal-Lattice Space Imaging, Time-resolved
Diffraction, Domain Size



M20.10 Small Angle Scattering Small Angle Scattering, GISAXS, simultaneous
SAXS/WAXS measurement



M20.20 Middle Angle Scattering Amorphous / Liquid Scattering
M20.30 Diffuse Scattering
M20.90 Other Speckle
M25.10 Magnetic Scattering Magnetic Diffraction, Magnetic Resonant Scattering
M25.20 ATS Scattering
M25.90 Other
M30.10 Inelastic Scattering High Resolution Inelastic Scattering
M30.20 Nuclear Resonant Scattering Nuclear Excitation
M30.30 Compton Scattering Magnetic Compton Scattering



M30.40 Emission Spectroscopy Resonant Inelastic X-ray Scattering, Lifetime Width
Free XANES, Soft-X-ray Emission Spectroscopy



M30.90 Other



M40.10 XAFS XANES, DAFS, Mapping



M40.20 X-ray Fluorescence Analysis Elemental/Mass Analysis, Chemical State Analysis,
Mapping



M40.30 Magnetic Absorption Magnetic Circular Dichroism, LS Decoupling,
Mapping



M40.40 Soft X-ray Spectroscopy



M40.50 Infrared Spectroscopy
Infrared Microscope, Infrared Spectro-microscopy,
Low-temperature / High-pressure / High-magnetic
Field Infrared Spectroscopy



M40.90 Other



M50.10 Photoelectron Spectroscopy Hard-X-ray PES, Resonant PES, Soft-X-ray PES,
Real-time PES



M50.20 Photoelectron Emission Microscopy
(PEEM)



Micro-XAFS, Micro-PES, Magnetic Imaging, Imaging
of Electronic Structures



M50.30 Photoelectron Diffraction /
Photoelectron Holography



2D-PES, Auger Electron Diffraction, Stereo-
Microscopy



M50.40 Coincidence Spectroscopy Photoelectron-Photoion Coincidence Imaging, TOF,
Photoelectron-Photoion Coincidence Spectroscopy



M50.90 Other
M60.10 X-ray Topography White beam, plane wave, Microbeam topography
M60.20 X-ray CT Micro-CT, Phase-contrast CT, Refraction-contrast CT



M60.30 X-ray Holography Fourier transform holography, Holographic
microscopy



M60.60 X-ray Microscopy Phase contrast, Spectro-microscopy, Scanning
microscopy



M60.90 Other
M80.10 Diffraction / Scattering / Absorption Measurement Method, Basic Theory
M80.20 Resonant Scattering Anomalous Scattering / Diffraction Principle
M80.30 Phase Optics Interferometer, Coherence
M80.40 Quantum Optics Nonlinear Optics, Intensity Fluctuation
M80.90 Other



M85.10 High Temperature, High Pressure,
Strong Magnetic Field



Large-volume Press, Energy-dispersive X-ray
Diffraction, X-ray Radio-graphy



M85.90 Other
Other M90.90



Photoelectron
Spectroscopy



X-ray Imaging



X-ray Optics



Extreme Environment



Table of Research Methods



X-ray Diffraction



X-ray Scattering



Magnetic Scattering



Inelastic Scattering



X-ray/Soft X-ray
Absorption Spectroscopy
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コード番号 小分類名称



●加速器科学・ビームライン技術研究
A01.10 線型加速器 電子銃、高周波加速、電磁石、真空技術、診断技術、
A01.20 円型加速器 軌道解析、高周波加速、電磁石、真空技術、診断技術、
A01.30 加速器制御 制御機器、ネットワーク、制御ソフトウエア、
A01.40 次世代光源 次世代光源加速器、自由電子レーザー、
A01.50 加速器利用線源 γ線源、陽電子源、中性子源、
A01.60 レーザー電子光源 逆コンプトン散乱、
A01.90 その他
A02.10 放射光光源 挿入光源、偏向磁石光源



A02.20 ビームライン技術
フロントエンド（基幹チャンネル）、輸送チャンネル機器、真空工学、
熱応力解析、ビーム診断、



A02.30 光学系 光学機器（分光、偏光、集光）、光学素子、測定法開発
A02.40 検出系 ガス検出器、固体検出器、高速時分割測定、
A02.50 制御系 ハードウエア、ソフトウエア、インターロック、
A02.60 放射線物理 X線標準場、遮蔽計算、
A02.70 ビームライン診断 X線強度モニター、ビームポジションモニター、
A02.90 その他
A03.10 素粒子物理 素粒子、宇宙線、高エネルギー物理学、宇宙物理、
A03.20 原子核科学 核物理、
A03.90 その他



●放射光利用研究
A10.10 構造生物学（結晶） タンパク質構造・機能、酵素反応、
A10.20 構造生物学（非結晶） 筋肉、2次元膜、骨細胞、タンパク質溶液、構造・機能、
A10.30 生物物理学 生体膜・受容体・チャンネル、フォールディング、1分子計測、
A10.40 医薬作用解析 医薬ータンパク質複合体構造、医薬分子設計、ゲノム製薬、
A10.50 細胞生物学 細胞構造、細胞機能、
A10.60 放射線生物学 細胞・DNAレベルの放射線効果、
A10.70 生物イメージング イメージング、トモグラフィー、X線CT、
A10.90 その他
A20.10 生体イメージング イメージング、トモグラフィー、X線CT、
A20.20 放射線診断 医学診断イメージング、疾患部微細構造、
A20.30 放射線治療 放射線効果、
A20.40 医学材料 医科用材料、歯科用材料、生体機能材料、
A20.90 その他
A30.10 構造物性 結晶構造、電子密度分布、
A30.12 構造相転移 構造相転移、磁気・電子相転移、構造ゆらぎ、時間分解構造解析、
A30.14 ナノ構造物質 量子ナノ構造、ナノ材料、メゾスコピック系、分子構造、ガス吸着、
A30.20 表面界面物性 表面界面構造、表面変調構造、薄膜、多層膜構造、サーファクタント効果、
A30.30 ランダム物質構造 アモルファス物質、液体・融体、ガラス、気体、超臨界物質、
A30.35 ソフトマテリアル物性 ソフトマテリアル、高分子、有機薄膜、液晶、
A30.40 電子構造 電子構造、バンド構造、
A30.42 半導体物性 半導体、分子性固体・有機半導体、電子デバイス、
A30.45 光物性 イオン結晶、
A30.48 誘電体物性 誘電体、構造相転移、
A30.50 金属物性 金属、準結晶、イメージング
A30.55 超伝導物性 超伝導体、有機超伝導体、
A30.60 磁気物性 磁気構造、磁性体、磁性多層膜、磁場誘起構造相転移、有機磁性体、
A30.65 強相関電子系物質
A30.70 格子・原子ダイナミックス フォノン物性、弾性波、原子拡散、
A30.80 原子核物性 超微細相互作用、核共鳴、メスバウアー効果、核励起、
A30.90 その他
A40.10 原子・分子 原子・分子・クラスター分光、イオン脱離、多価イオン原子過程、
A40.20 無機化学 無機固体、金属錯体、
A40.30 有機化学 有機固体、有機光化学、
A40.35 高分子化学 高分子構造、繊維、
A40.40 表面・界面化学 表面化学反応、触媒反応、化学プロセス、溶液化学、ガス吸着、
A40.45 電気化学 電気化学反応、電極反応、電池電極材料、電析、
A40.50 化学分析 微量元素分析、状態分析、
A40.55 化学状態解析 化学結合、脂質、構造・機能、
A40.60 赤外物性 分子振動、赤外顕微分光、磁気光学、
A40.70 照射効果 内殻励起反応、新素材創製、素材改質、X線CVD、
A40.90 その他
A50.10 地球科学 固体地球科学、地殻・マントル・コア物質、地質学、
A50.20 岩石・鉱物学 地球惑星物質、マグマ、鉱物資源、
A50.30 高温・高圧物性 粘性、音速、
A50.90 その他
A60.10 環境分析科学 微量化学分析、マッピング、
A60.20 環境物質 エアロゾル、環境汚染物質、
A60.30 生体物質 生体微量物質分析、
A60.90 その他



A80.10 エレクトロニクス
電子デバイス、量子デバイス、光素子、ストレージ素子、表示素子、圧電素子、
デバイス評価、



A80.12 半導体・電子材料 半導体材料、電子材料、素子用薄膜、蛍光体、
A80.14 磁性材料 磁性材料、磁気多層膜、スピンエレクトロニクス、磁気デバイス、
A80.16 超伝導材料 超伝導体材料、超伝導デバイス、



A80.20 金属・構造材料
金属材料、構造機能材料、機械部品、建築材料、格子歪み、残留応力、腐食、破壊、
イメージング



A80.30 無機材料 無機材料、セラミックス、ガラス、ガス吸着材料、微粒子、コロイド、
A80.32 有機材料 高分子、有機材料、液晶、ゴム、繊維、フィルム、イメージング
A80.34 触媒化学 工業触媒、触媒作用、表面化学反応、
A80.36 電気化学 電気化学反応、電極反応、電池電極材料、
A80.40 環境材料 環境分析、汚染処理、環境触媒、リサイクル、環境負荷低減技術、
A80.42 エネルギー・資源 燃料電池、太陽電池、デバイス、
A80.50 製薬 タンパク結晶、薬用低分子結晶、薬品、
A80.60 食品・生活用品 食品、化粧品、生活用品、
A80.80 微細加工・照射効果 リソグラフィー、LIGA、電析、X線照射反応、
A80.90 その他
A90.10 考古学
A90.20 鑑識科学 科学捜査
A90.50 安全管理
A90.90 その他



その他



キーワードの一例



環境科学



産業利用



化学



地球・惑星科学



医学応用



物質科学・
材料科学



素粒子・
原子核科学



生命科学



加速器科学



ビームライン技術



研�究�分�野�分�類�表
小分類



大分類
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2004新分類

		研　究　分　野　分　類　表 ケンキュウブンヤブンルイヒョウ

		大分類 ダイブンルイ		小分類 ショウブンルイ				キーワードの一例 イチレイ

				コード番号 バンゴウ		小分類名称 ショウブンルイメイショウ

		●加速器科学・ビームライン技術研究 カソクキカガクギジュツケンキュウ

		加速器科学 カソクキカガク		A01.10		線型加速器 センケイカソクキ		電子銃、高周波加速、電磁石、真空技術、診断技術、 デンシジュウコウシュウハカソク�＿＿＿デンジシャクシンクウギジュツシンダンギジュツ

				A01.20		円型加速器 エンケイカソクキ		軌道解析、高周波加速、電磁石、真空技術、診断技術、 キドウカイセキコウシュウハカソクデンジシャクシンクウギジュツシンダンギジュツ

				A01.30		加速器制御 カソクキセイギョ		制御機器、ネットワーク、制御ソフトウエア、 セイギョキキセイギョ

				A01.40		次世代光源 ジセダイコウゲン		次世代光源加速器、自由電子レーザー、 ジセダイコウゲンカソクキジユウデンシ

				A01.50		加速器利用線源 カソクキリヨウセンゲン		γ線源、陽電子源、中性子源、 センゲンヨウデンシゲンチュウセイシゲン

				A01.60		レーザー電子光源 デンシコウゲン		逆コンプトン散乱、 ギャクサンラン

				A01.90		その他 タ

		ビームライン技術 ギジュツ		A02.10		放射光光源 ホウシャコウコウゲン		挿入光源、偏向磁石光源 ソウニュウコウゲンヘンコウジシャクコウゲン

				A02.20		ビームライン技術 ギジュツ		フロントエンド（基幹チャンネル）、輸送チャンネル機器、真空工学、
熱応力解析、ビーム診断、 キカンユソウチャンエルキキシンクウコウガクネツオウリョクカイセキシンダン

				A02.30		光学系 コウガクケイ		光学機器（分光、偏光、集光）、光学素子、測定法開発 コウガクキキブンコウヘンコウシュウコウコウガクソシソクテイホウカイハツ

				A02.40		検出系 ケンシュツケイ		ガス検出器、固体検出器、高速時分割測定、 ケンシュツキコタイケンシュツキコウソクジブンカツソクテイ

				A02.50		制御系 セイギョケイ		ハードウエア、ソフトウエア、インターロック、

				A02.60		放射線物理 ホウシャセンブツリ		Ｘ線標準場、遮蔽計算、 センヒョウジュンバシャヘイケイサン

				A02.70		ビームライン診断 シンダン		Ｘ線強度モニター、ビームポジションモニター、 センキョウド

				A02.90		その他 タ

		素粒子・
原子核科学 ソリュウシゲンシカクカガク		A03.10		素粒子物理 ソリュウシブツリ		素粒子、宇宙線、高エネルギー物理学、宇宙物理、 ソリュウシウチュウセンコウブツリガクウチュウブツリ

				A03.20		原子核科学 ゲンシカクカガク		核物理、 カクブツリ

				A03.90		その他 タ

		●放射光利用研究 ホウシャコウリヨウケンキュウ

		生命科学 セイメイカガク		A10.10		構造生物学（結晶） コウゾウセイブツガクケッショウ		タンパク質構造・機能、酵素反応、 シツコウゾウキノウコウソハンノウ

				A10.20		構造生物学（非結晶） コウゾウセイブツガクヒケッショウ		筋肉、２次元膜、骨細胞、タンパク質溶液、構造・機能、 キンニクジゲンマクコツサイボウシツヨウエキコウゾウキノウ

				A10.30		生物物理学 セイブツブツリガク		生体膜・受容体・チャンネル、フォールディング、１分子計測、 セイタイマクジュヨウタイブンシケイソク

				A10.40		医薬作用解析 イヤクサヨウカイセキ		医薬ータンパク質複合体構造、医薬分子設計、ゲノム製薬、 イヤクシツフクゴウタイコウゾウイヤクブンシセッケイセイヤク

				A10.50		細胞生物学 サイボウセイブツガク		細胞構造、細胞機能、 サイボウコウゾウサイボウキノウ

				A10.60		放射線生物学 ホウシャセンセイブツガク		細胞・ＤＮＡレベルの放射線効果、 サイボウホウシャセンコウカ

				A10.70		生物イメージング セイブツ		イメージング、トモグラフィー、Ｘ線ＣＴ、 セン

				A10.90		その他 タ

		医学応用 イガクオウヨウ		A20.10		生体イメージング セイブツタイ		イメージング、トモグラフィー、Ｘ線ＣＴ、

				A20.20		放射線診断 ホウシャセンシンダン		医学診断イメージング、疾患部微細構造、 イガクシンダンシッカンブビサイコウゾウ

				A20.30		放射線治療 ホウシャセンチリョウ		放射線効果、 ホウシャセンコウカ

				A20.40		医学材料 イガクザイリョウ		医科用材料、歯科用材料、生体機能材料、 イヨウザイリョウシカヨウザイリョウセイタイキノウザイリョウ

				A20.90		その他 タ

		物質科学・
材料科学 ブッシツカガクザイリョウカガク		A30.10		構造物性 コウゾウブッセイ		結晶構造、電子密度分布、 ケッショウコウゾウデンシミツドブンプ

				A30.12		構造相転移 コウゾウソウテンイ		構造相転移、磁気・電子相転移、構造ゆらぎ、時間分解構造解析、 コウゾウソウテンイジキデンシソウテンイコウゾウジカンブンカイコウゾウカイセキ

				A30.14		ナノ構造物質 コウゾウブッシツ		量子ナノ構造、ナノ材料、メゾスコピック系、分子構造、ガス吸着、 リョウシコウゾウザイリョウケイブンシコウゾウキュウチャク

				A30.20		表面界面物性 ヒョウメンカイメンブッセイ		表面界面構造、表面変調構造、薄膜、多層膜構造、サーファクタント効果、
表面あらさ、結晶成長過程、表面融解、表面新物質層、　 ヒョウメンカイメンコウゾウヒョウメンヘンチョウコウゾウタソウマクコウゾウ�＿＿＿＿＿醢＿＿＿＿＿＿醢コウカヒョウメンケッショウセイチョウカテイヒョウメンユウカイヒョウメンシンブッシツソウ

				A30.30		ランダム物質構造 ブッシツコウゾウ		アモルファス物質、液体・融体、ガラス、気体、超臨界物質、 ブッシツエキタイユウタイキタイチョウリンカイブッシツ

				A30.35		ソフトマテリアル物性 ブッセイ		ソフトマテリアル、高分子、有機薄膜、液晶、 コウブンシユウキハクマクエキショウ

				A30.40		電子構造 デンシコウゾウ		電子構造、バンド構造、 デンシコウゾウコウゾウ

				A30.42		半導体物性 ハンドウタイブッセイ		半導体、分子性固体・有機半導体、電子デバイス、 ハンドウタイブンシセイコタイユウキハンドウタイデンシ

				A30.45		光物性 ヒカリブッセイ		イオン結晶、 ケッショウ

				A30.48		誘電体物性 ユウデンタイブッセイ		誘電体、構造相転移、 ユウデンタイコウゾウソウテンイ

				A30.50		金属物性 キンゾクブッセイ		金属、準結晶、イメージング キンゾクジュンケッショウ

				A30.55		超伝導物性 チョウデンドウブッセイ		超伝導体、有機超伝導体、 チョウデンドウタイユウキチョウデンドウタイ

				A30.60		磁気物性 ジキブッセイ		磁気構造、磁性体、磁性多層膜、磁場誘起構造相転移、有機磁性体、 ジキコウゾウジセイタイジセイタソウマクジバユウキコウゾウソウテンイユウキジセイタイ

				A30.65		強相関電子系物質 キョウソウカンデンシケイブッセイブッシツ

				A30.70		格子・原子ダイナミックス コウシゲンシ		フォノン物性、弾性波、原子拡散、 ブッセイダンセイハゲンシカクサン

				A30.80		原子核物性 ゲンシカクブッセイ		超微細相互作用、核共鳴、メスバウアー効果、核励起、 チョウビサイソウゴサヨウカクキョウメイコウカカクレイキ

				A30.90		その他 タ

		化学 カガク		A40.10		原子・分子 ゲンシブンシ		原子・分子・クラスター分光、イオン脱離、多価イオン原子過程、
放射光励起化学反応、励起分子構造、 ゲンシブンシブンコウダツリタカゲンシカテイホウシャコウレイキカガクハンノウレイキブンシコウゾウ

				A40.20		無機化学 ムキカガク		無機固体、金属錯体、 ムキコタイキンゾクサクタイ

				A40.30		有機化学 ユウキカガク		有機固体、有機光化学、 ユウキコタイユウキヒカリカガク

				A40.35		高分子化学 コウブンシカガク		高分子構造、繊維、 コウブンシコウゾウセンイ

				A40.40		表面・界面化学 ヒョウメンカイメンカガク		表面化学反応、触媒反応、化学プロセス、溶液化学、ガス吸着、 ヒョウメンカガクハンノウショクバイハンノウカガクヨウエキカガクキュウチャク

				A40.45		電気化学 デンキカガク		電気化学反応、電極反応、電池電極材料、電析、 デンキカガクハンノウデンキョクハンノウデンチデンキョクザイリョウデンセキ

				A40.50		化学分析 カガクブンセキ		微量元素分析、状態分析、 ビリョウゲンソブンセキジョウタイブンセキ

				A40.55		化学状態解析 カガクジョウタイカイセキ		化学結合、脂質、構造・機能、 カガクケツゴウガクシシツコウゾウキノウ

				A40.60		赤外物性 セキガイブッセイ		分子振動、赤外顕微分光、磁気光学、 ブンシシンドウセキガイケンビブンコウジキコウガク

				A40.70		照射効果 ショウシャコウカ		内殻励起反応、新素材創製、素材改質、Ｘ線ＣＶＤ、 ナイカクレイキハンノウシンソザイソウセイソザイカイシツセン

				A40.90		その他 タ

		地球・惑星科学 チキュウワクセイカガク		A50.10		地球科学 チキュウカガク		固体地球科学、地殻・マントル・コア物質、地質学、 コタイチキュウカガクチカクカクブッシツチシツガク

				A50.20		岩石・鉱物学 ガンセキコウブツガク		地球惑星物質、マグマ、鉱物資源、 チキュウワクセイブッシツコウブツシゲン

				A50.30		高温・高圧物性 コウオンコウアツブッセイ		粘性、音速、 ネンセイオンソク

				A50.90		その他 タ

		環境科学 カンキョウカガク		A60.10		環境分析科学 カンキョウブンセキカガクカガク		微量化学分析、マッピング、 ビリョウカガクブンセキ

				A60.20		環境物質 カンキョウブッシツ		エアロゾル、環境汚染物質、 カンキョウオセンブッシツ

				A60.30		生体物質 セイタイブッシツ		生体微量物質分析、 セイタイビリョウブッシツブンセキ

				A60.90		その他 タ

		産業利用 サンギョウリヨウ		A80.10		エレクトロニクス		電子デバイス、量子デバイス、光素子、ストレージ素子、表示素子、圧電素子、
デバイス評価、　　 デンシリョウシヒカリソシソシヒョウジソシアツデンソシヒョウカ

				A80.12		半導体・電子材料 ハンドウタイデンシザイリョウ		半導体材料、電子材料、素子用薄膜、蛍光体、 ハンドウタイザイリョウデンシザイリョウソシヨウハクマクケイコウタイ

				A80.14		磁性材料 ジセイザイリョウ		磁性材料、磁気多層膜、スピンエレクトロニクス、磁気デバイス、 ジセイザイリョウジキタソウマクジキ

				A80.16		超伝導材料 チョウデンドウザイリョウ		超伝導体材料、超伝導デバイス、 チョウデンドウタイザイリョウチョウデンドウ

				A80.20		金属・構造材料 キンゾクコウゾウザイリョウ		金属材料、構造機能材料、機械部品、建築材料、格子歪み、残留応力、腐食、破壊、
イメージング キンゾクザイリョウコウゾウキノウザイリョウキカイブヒンケンチクザイリョウコウシヒズザンリュウオウリョクフショクハカイ

				A80.30		無機材料 ムキザイリョウ		無機材料、セラミックス、ガラス、ガス吸着材料、微粒子、コロイド、 ムキザイリョウキュウチャクザイリョウビリュウシ

				A80.32		有機材料 ユウキザイリョウ		高分子、有機材料、液晶、ゴム、繊維、フィルム、イメージング コウブンシユウキザイリョウエキショウセンイ

				A80.34		触媒化学 ショクバイカガク		工業触媒、触媒作用、表面化学反応、 コウギョウショクバイショクバイサヨウヒョウメンカガクハンノウ

				A80.36		電気化学 デンキカガク		電気化学反応、電極反応、電池電極材料、 デンキカガクハンノウデンキョクハンノウデンチデンキョクザイリョウ

				A80.40		環境材料 カンキョウザイリョウ		環境分析、汚染処理、環境触媒、リサイクル、環境負荷低減技術、 カンキョウブンセキオセンショリカンキョウショクバイカンキョウフカテイゲンギジュツ

				A80.42		エネルギー・資源 シゲン		燃料電池、太陽電池、デバイス、 ネンリョウデンチタイヨウデンチ

				A80.50		製薬 セイヤク		タンパク結晶、薬用低分子結晶、薬品、 ケッショウヤクヨウテイブンシケッショウヤクヒン

				A80.60		食品・生活用品 ショクヒンセイカツヨウヒン		食品、化粧品、生活用品、 ショクヒンケショウヒンセイカツヨウヒン

				A80.80		微細加工・照射効果 ビサイカコウショウシャコウカ		リソグラフィー、ＬＩＧＡ、電析、Ｘ線照射反応、 デンセキセンショウシャハンノウ

				A80.90		その他 タ

		その他 タ		A90.10		考古学 コウコガク

				A90.20		鑑識科学 カンシキカガク		科学捜査 カガクソウサ

				A90.50		安全管理 アンゼンカンリ

				A90.90		その他 タ
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2004研究手法分類

		研　究　手　法　分　類　表 ブンルイヒョウ

		大分類		小分類 ショウブンルイ				キーワードの一例 イチレイ

				コード番号 バンゴウ		小分類名称 ショウブンルイメイショウ

		Ｘ線回折 センカイセツ		M10.10		単結晶回折 タンケッショウカイセツ

				M10.20		粉末結晶回折 フンマツケッショウカイセツ

				M10.30		表面・界面構造回折 ヒョウメンカイメンコウゾウカイセツ		CTR、配向解析、微小角入射法、 ハイコウカイセキビショウカクニュウシャホウ

				M10.40		定在波法 テイザイハホウ

				M10.50		反射率法 ハンシャリツホウ

				M10.80		歪み解析 ヒズカイセキ

				M10.90		その他 タ

		Ｘ線散乱 センサンラン		M20.10		小角散乱 ショウカクサンラン		微小角散乱 ビショウカクサンラン

				M20.20		中角散乱 チュウカクサンラン		非晶質・液体散乱 ヒショウシツエキタイサンラン

				M20.30		散漫散乱 サンマンサンラン

				M20.90		その他 タ

		Ｘ線磁気散乱 センジキサンラン		M25.10		磁気散乱 ジキサンラン		磁気回折、磁気共鳴散乱、 ジキカイセツジキキョウメイサンラン

				M25.20		ATS散乱 サンラン

				M25.90		その他 タ

		Ｘ線非弾性散乱 センヒダンセイサンラン		M30.10		非弾性散乱 ヒダンセイサンラン		高分解能非弾性散乱 コウブンカイノウヒダンセイサンラン

				M30.20		核共鳴散乱 カクキョウメイサンラン		核励起 カクレイキ

				M30.30		コンプトン散乱 サンラン		コンプトン磁気散乱 ジキサンラン

				M30.40		発光分光 ハッコウブンコウ

				M30.90		その他 タ

		Ｘ線・軟Ｘ線吸収分光 センナンセンキュウシュウブンコウ		M40.10		XAFS		XANES、DAFS、マッピング、

				M40.20		蛍光Ｘ線分析 ケイコウセンブンセキ		元素・質量分析、化学状態分析、マッピング、 ゲンソシツリョウブンセキカガクジョウタイブンセキ

				M40.30		磁気吸収 ジキキュウシュウ		磁気円二色性、LS分離、マッピング、 ジキエンニショクセイブンリ

				M40.40		軟Ｘ線分光 ナンセンブンコウ		発光分光 ハッコウブンコウ

				M40.50		赤外分光 セキガイブンコウ		赤外顕微鏡 セキガイケンビキョウ

				M40.90		その他 タ

		光電子分光 コウデンシブンコウ		M50.10		光電子分光 コウデンシブンコウ

				M50.20		光電子顕微鏡（PEEM） コウデンシケンビキョウ

				M50.30		光電子回折 コウデンシカイセツ

				M50.40		コインシデンス分光 コインシデンブンコウ

				M50.90		その他 タ

		トポグラフィー、
トモグラフィー		M60.10		Ｘ線トポグラフィ セン

				M60.20		Ｘ線ＣＴ セン

				M60.30		Ｘ線ホログラフィ セン

				M60.40		光電子ホログラフィ コウデンシ

				M60.50		スペックル分光 ブンコウ

				M60.90		その他 タ

		イメージング		M65.10		顕微法 ケンビホウ

				M65.20		顕微分光法 ケンビブンコウホウ

				M65.90		その他 タ

		Ｘ線光学 センコウガク		M80.10		回折・散乱・吸収 カイセツサンランキュウシュウ		測定方法、基礎理論、 ソクテイホウホウキソリロン

				M80.20		共鳴散乱 キョウメイサンラン		異常散乱・回折法原理 イジョウサンランカイセツホウゲンリ

				M80.30		位相光学 イソウコウガク		干渉計、コヒーレンス、 カンショウケイ

				M80.40		量子光学 リョウシコウガク		非線形光学、強度ゆらぎ、 ヒセンケイコウガクキョウド

				M80.90		その他 タ

		特殊環境実験 トクシュカンキョウジッケン		M85.10		高圧、高温、強磁場、 コウアツコウオンキョウジバ

				M85.90		その他 タ

		その他 タ		M90.90		その他 タ
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		Table of Research Areas

		Group		Code		Subgroup		Keywords

		● Accelerator Physics/Beamline Engineering

		Accelerator Physics		A01.10		Linear Accelerator		Electron Gun, RF Acceleration, Magnet, Vacuum Technology, Diagnosis Technology

				A01.20		Circular Accelerator		Orbit Analysis, RF Acceleration, Magnet, Vacuum Technology, Diagnosis Technology

				A01.30		Accelerator Control		Control Equipment, Network, Control Software

				A01.40		Next Generation Light Source		Accelerator for Next Generation Light Source, Free Electron Laser

				A01.50		Radiation Source		Gamma Source, Positron Source, Neutron Source

				A01.60		Laser Electron Source		Inverse Compton Scattering

				A01.90		Other

		Beamline Engineering		A02.10		Synchrotron Light Source		Insertion Device, Bending Magnet

				A02.20		Beamline Engineering		Front End, Transport Channel, Vacuum Engineering, Thermal Stress Analysis, Beam Diagnosis

				A02.30		Optics		Optical Devices (Spectrograph, Polarizer, Condenser Lens), Optical Elememts, Measurement Method Development

				A02.40		Detectors		Gas Detector, Solid State Detector, Fast Time-resolved Measurements

				A02.50		Control Systems		Hardware, Software, Interlock

				A02.60		Radiation Physics		X-ray Standard Field, Shielding Calculations

				A02.70		Beamline Diagnosis		X-ray Intensity Monitor, Beam Position Monitor

				A02.90		Other

		Elementary Particles, 
Nuclear Science		A03.10		Particle Physics		Elementary Particles, Cosmic Rays, High Energy Physics, Astrophysics

				A03.20		Nuclear Science		Nuclear Physics

				A03.90		Other

		● Synchrotron Radiation Research

		Life Science		A10.10		Structural Biology (crystal)		Protein Structure/Function, Enzyme Reactions

				A10.20		Structural Biology (hard-condensed matter)		Muscles, Two-dimensional Membrane, Osteoblasts, Protein Solution, Structure/Function

				A10.30		Biophysics		Biomembranes/Receptors/Channels, Folding, Single Molecule Measurement

				A10.40		Analyses of Medicinal Effects		Medicine - Protein Complex Structures, Medicinal Molecular Design, Genome Medicine

				A10.50		Cell Biology		Cell Structure, Cell Function

				A10.60		Radiobiology		Radiation Effects on Cells and DNA

				A10.70		Biological Imaging		Imaging, Tomography, X-ray CT

				A10.90		Other

		Medical Applications		A20.10		Bioimaging		Imaging, Tomography, X-ray CT

				A20.20		Radiodiagnosis		Medical Diagnosis and Imaging, Fine Structures of Affected Area

				A20.30		Radiation Therapy (Radiotherapy)		Radiation Effects

				A20.40		Medical Materials		Medical Materials, Dental Materials, Biofunctional Materials

				A20.90		Other

		Materials Science and
 Engineering		A30.10		Structural Properties		Crystal Structures, Electron Density Distribution

				A30.12		Structural Phase Transitions		Structural Phase Transitions, Magnetic/Electronic Phase Transitions, Structural Fluctuations, Time Resolved Structural Analysis

				A30.14		Nanostructured Materials		Quantum Nanostructures, Nanomaterials, Mesoscopic Systems, Molecular Structure, Gas Absorption

				A30.20		Surface and Interface Properties		Surface and Interface Structures, Surface Modulated Structures, Thin Film/Multilayer Structures, Surfactant Effects, Surface Roughness, Crystal Growth Process, Surface Melting, Surfaces as a New Material Phase

				A30.30		Random Material Structure		Amorphous Materials, Liquids/Melts, Glass, Gas, Supercritical Materials

				A30.35		Soft Material Properties		Soft Materials, Macromolecules, Organic Thin Films, Liquid Crystals

				A30.40		Electronic Structure		Electronic Structure, Band Structure

				A30.42		Semiconductor Properties		Semiconductor, Molecular Solids/Organic Semiconductors, Electronic Devices

				A30.45		Optical Properties (Solid State Photophysics)		Ionic Crystals

				A30.48		Dielectric Properties		Dielectric Materials, Structural Phase Transitions

				A30.50		Metal Properties		Metals, Quasicrystals, Imaging

				A30.55		Superconducting Properties		Superconducting Materials, Organic Superconducting Materials

				A30.60		Magnetic Properties		Magnetic Structures, Magnetic Materials, Magnetic Multilayers, Magnetic-Field-Induced Structural Phase Transition, Organic Magnetic Materials

				A30.65		Strongly Correlated Electronic Materials

				A30.70		Grating/Atomic Dynamics		Phonon Properties, Elastic Waves, Atomic Diffusion

				A30.80		Nuclear Properties		Hyperfine Interactions, Nuclear Resonance, Mossbauer Effect, Nuclear Excitation

				A30.90		Other

		Chemical Science		A40.10		Atoms/Molecules		Atomic and Molecular Cluster Spectroscopy, Ionic Fragmentation, Atomic Process of Multiply-Charged Ions, Synchrotron Radiation Excited Chemical Reaction, Excited Molecular Structures

				A40.20		Inorganic Chemistry		Inorganic Solids, Metal Complexes

				A40.30		Organic Chemistry		Organic Solids, Organic  Photochemistry

				A40.35		Macromolecular Chemistry		Macromolecular Structures, Fibers

				A40.40		Surface and Interface Chemistry		Surface Chemical Reactions, Catalysis, Chemical Process, Solution Chemistry, Gas Absorption

				A40.45		Electrochemistry		Electrochemical Reactions, Electrode Reactions, Battery Electrode Materials, Electrocrystallization

				A40.50		Chemical Analysis		Trace Element Analysis, State Analysis

				A40.55		Chemical State Analysis		Chemical Bonding, Lipid, Structure/Function

				A40.60		Infrared Materials		Molecular Vibrations, Infrared Microspectroscopy, Magneto-Optics

				A40.70		Irradiation Effects		Core Excitation, New Materials Development, Material Modification, X-ray CVD (Chemical Vapor Deposition)

				A40.90		Other

		Earth and 
Planetary Science		A50.10		Earth Science		Solid Earth Science, Crust/Mantle/Core Materials, Geology

				A50.20		Rocks/Mineralogy		Earth and Planetary Materials, Magma, Mineral Resources

				A50.30		High Temperature/High Pressure Properties		Viscosity, Sound (Sonic) Speed

				A50.90		Other

		Environmental Science		A60.10		Environmental Analytical Science		Microchemical Analysis, Mapping

				A60.20		Environmental Materials		Aerosol, Environmental Pollutants

				A60.30		Biological Materials		(Quantitative) Analysis of Trace Biological Molecules

				A60.90		Other

		Industrial Applications		A80.10		Electronics		Electronic Devices, Quantum Devices, Optical Elements, Storage Elements, Display Devices, Piezoelectric Elements, Device Evaluation

				A80.12		Semiconductor/Electronic Materials		Semiconductor Materials, Electronic Materials, Element Thin Films, Fluorescent Body

				A80.14		Magnetic Materials		Magnetic Materials、Magnetic Multilayers, Spin Electronics, Magnetic Devices

				A80.16		Superconducting Materials		Superconducting Materials, Superconducting Devices

				A80.20		Metals/Structural Materials		Metallic Materials, Structural Functional Materials, Machine Parts, Building Materials, Grating Strain, Residual Stress, Corrosion, Destruction, Imaging

				A80.30		Inorganic Materials		Inorganic Materials, Ceramics, Glass, Gas Absorbent Materials, Particles, Colloid

				A80.32		Organic Material		Macromolecule, Organic Material, Liquid Crystal, Rubber, Fiber, Film, Imaging

				A80.34		Catalytic Chemistry		Industrial Catalysts, Catalytic Activity, Surface Chemical Reactions

				A80.36		Electrochemistry		Electrochemical Reactions, Electrode Reactions, Battery Electrode Materials

				A80.40		Environmental Materials		Environmental Analysis, Pollution Treatment, Environmental Catalysts, Recycling, Environmental Load Reducing Technology

				A80.42		Energy/Resources		Fuel Cell, Solar Cell, Device

				A80.50		Pharmacy		Protein Crystallization, Medicated Low Molecular Weight Crystals, Medicine

				A80.60		Food/Daily Products		Food, Cosmetics, Daily Products

				A80.80		Fine Manufacturing, Irradiation Effects		Lithography, LIGA, Electrocrystallization, X-ray Irradiation Reaction

				A80.90		Other

		Other		A90.10		Archaeology		Archaeology

				A90.20		Identification Science		Forensic Science

				A90.50		Safety Control

				A90.90		Other
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research methods

		Table of Research Methods

		Group		Code		Subgroup		Keywords

		X-ray Diffraction		M10.10		Single Crystal Diffraction		MAD, X-ray Crystal Structure Analysis

				M10.20		Powder Diffraction		Rietveld Analysis, MEM, Energy Dispersive Diffraction, Surface Diffraction In-situ Observation

				M10.30		Surface/Interface Structure Diffraction		CTR, Grazing Angle X-ray Diffraction

				M10.40		Standing Wave Method		Surface Structure Analysis of Adsorbed Atom, Analysis of an Interface Structure

				M10.50		Reflectivity Method		Depth Distribution Analysion of Electron Density, Anomalous Scattering

				M10.80		Distortion Analysis		Microbeam Diffraction, Strain Distribution and Morphology

				M10.90		Other		Reciprocal-Lattice Space Imaging, Time-resolved Diffraction, Domain Size

		X-ray Scattering		M20.10		Small Angle Scattering		Small Angle Scattering, GISAXS, simultaneous SAXS/WAXS measurement

				M20.20		Middle Angle Scattering		Amorphous / Liquid Scattering

				M20.30		Diffuse Scattering

				M20.90		Other		Speckle

		Magnetic Scattering		M25.10		Magnetic Scattering		Magnetic Diffraction, Magnetic Resonant Scattering

				M25.20		ATS Scattering

				M25.90		Other

		Inelastic Scattering		M30.10		Inelastic Scattering		High Resolution Inelastic Scattering

				M30.20		Nuclear Resonant Scattering		Nuclear Excitation

				M30.30		Compton Scattering		Magnetic Compton Scattering

				M30.40		Emission Spectroscopy		Resonant Inelastic X-ray Scattering, Lifetime Width Free XANES, Soft-X-ray Emission Spectroscopy

				M30.90		Other

		X-ray/Soft X-ray 
Absorption Spectroscopy		M40.10		XAFS		XANES, DAFS, Mapping

				M40.20		X-ray Fluorescence Analysis		Elemental/Mass Analysis, Chemical State Analysis, Mapping

				M40.30		Magnetic Absorption		Magnetic Circular Dichroism, LS Decoupling, Mapping

				M40.40		Soft X-ray Spectroscopy

				M40.50		Infrared Spectroscopy		Infrared Microscope, Infrared Spectro-microscopy, Low-temperature / High-pressure / High-magnetic Field Infrared Spectroscopy

				M40.90		Other

		Photoelectron 
Spectroscopy		M50.10		Photoelectron Spectroscopy		Hard-X-ray PES, Resonant PES, Soft-X-ray PES, Real-time PES

				M50.20		Photoelectron Emission Microscopy (PEEM)		Micro-XAFS, Micro-PES, Magnetic Imaging, Imaging of Electronic Structures

				M50.30		Photoelectron Diffraction / Photoelectron Holography		2D-PES, Auger Electron Diffraction, Stereo-Microscopy

				M50.40		Coincidence Spectroscopy		Photoelectron-Photoion Coincidence Imaging, TOF, Photoelectron-Photoion Coincidence Spectroscopy

				M50.90		Other

		X-ray Imaging		M60.10		X-ray Topography		White beam, plane wave, Microbeam topography

				M60.20		X-ray CT		Micro-CT, Phase-contrast CT, Refraction-contrast CT

				M60.30		X-ray Holography		Fourier transform holography, Holographic microscopy

				M60.60		X-ray Microscopy		Phase contrast, Spectro-microscopy, Scanning microscopy

				M60.90		Other

		X-ray Optics		M80.10		Diffraction / Scattering / Absorption		Measurement Method, Basic Theory

				M80.20		Resonant Scattering		Anomalous Scattering / Diffraction Principle

				M80.30		Phase Optics		Interferometer, Coherence

				M80.40		Quantum Optics		Nonlinear Optics, Intensity Fluctuation

				M80.90		Other

		Extreme Environment		M85.10		High Temperature, High Pressure, 
Strong Magnetic Field		Large-volume Press, Energy-dispersive X-ray Diffraction, X-ray Radio-graphy

				M85.90		Other

		Other		M90.90






